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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstin-
dig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblittern geregelt sind, moglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfiigbaren Blatter dieser
Richtlinienrethe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/5585.

Einleitung

Thermografickameras (Warmebildkameras) werden
in immer stirkerem MaB fiir die ortsaufgeldste be-
rihrungslose Strahlungstemperaturmessung einge-
setzt. Die Riickfithrung der angezeigten Tempera-
turmesswerte auf die Internationale Temperaturskala
gewinnt wachsende Bedeutung fiir die Vergleich-
barkeit von Messungen. Wiahrend flir Strahlungs-
thermometer mit der Richtlinie VDI/VDE 3511
Blatt 4.4 ein anerkanntes Regelwerk fiir die riick-
filhrbare Kalibrierung existiert, fehlt dieses bisher
fiir Thermografickameras.

Voraussetzung fiir die Kalibrierung mit geringer
Unsicherheit ist die Kenntnis und Beschreibung der
wesentlichen messtechnischen Parameter. Auch hier
existieren flir Strahlungsthermometer mit der IEC/
TS 62492-1 und der DIN IEC/TS 62492-2 Regel-
werke. Normen zur Bestimmung der technischen
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Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the Internet at
www.vdi.de/5585.

Introduction

Thermographic cameras (infrared cameras) are be-
ing increasingly used for spatially resolved, non-
contact radiation temperature measurement. Tracing
the temperature values indicated to the International
Temperature Scale is gaining importance for the
comparability of measurements. Whereas there is an
accepted regulation for the traceability of radiation
thermometer calibration — namely VDI/VDE 3511
Part 4.4 — there is a lack of such a regulation for
thermographic cameras.

The precondition for calibrations with low uncer-
tainties is to know and describe the essential metro-
logical parameters. Here too, there are standards to
determine the technical specifications for radiation
thermometers (IEC/TS 62492-1 and DIN IEC/
TS 62492-2). Those standards for thermographic
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Spezifikation liegen fiir Thermografiekameras in
solch detaillierter Form nicht vor.

Mit der vorliegenden Richtlinie VDI/VDE 5585
Blatt 1 wird die Vergleichbarkeit und die Priifbar-
keit der messtechnisch relevanten Daten von
Thermografickameras verbessert. Dazu werden fiir
die Angabe der technischen Daten und ihre Ermitt-
lung eindeutige Verfahren festgelegt. In der derzeit
noch in Bearbeitung befindlichen Richtlinie VDI/
VDE 5585 Blatt 2 werden Kalibrierverfahren fiir
Thermografickameras beschrieben.

1 Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt im Bereich der Messtechnik
fiir die Angabe und Uberpriifung von technischen
Daten in Datenbléttern und Bedienungsanleitungen
fiir Thermografiekameras, die zur Messung von
Oberfldchentemperaturen eingesetzt werden. Als
Thermografiekameras werden hierbei, wenn nicht
anders angegeben, sowohl zweidimensional als
auch eindimensional (Linienkameras oder Linien-
scanner) temperaturmessende Gerdte und zwar
unabhingig vom Abtastprinzip (starrer Mehr-
elementdetektor oder scannendes Kamerasystem)
eingeschlossen.

Die Richtlinie beschreibt Verfahren zur messtech-
nischen Bestimmung relevanter Kenngré3en von
Thermografiekameras. Wenn Hersteller diese Gro-
Ben in Thren Datenbléttern spezifizieren, sollen die
Angaben mit den Ergebnissen der hier beschriebe-
nen Messverfahren konform sein.

Die Hersteller entscheiden, welche der Angaben im
Rahmen einer Produkt-Qualifikationspriifung (Typ-,
Bauart- oder Musterpriifung) und welche im Rah-
men der Endpriifung an jedem Exemplar ermittelt
werden.
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cameras are not available in such a detailed form.

VDI/VDE 5585 Part 1 is intended to improve com-
parability and testability of the metrologically rele-
vant technical data of thermographic cameras. To
this end, unambiguous procedures are laid down
for the indication and the determination of the
technical data. Part 2 (in preparation) will address
the description of the calibration procedures for
thermographic cameras.

1 Scope

This standard applies in the field of metrology to the
statement and testing of technical data in datasheets
and instruction manuals for thermographic cameras
that are used to measure the temperature of surfaces.
This includes, unless otherwise stated, both two-
dimensional and one-dimensional (line cameras or
line scanners) temperature measuring instruments,
and that independently of the scanning principle
(fixed multi-element detector or scanning camera
system).

The standard describes test methods to determine
relevant metrological data of thermographic cam-
eras. If manufacturers specify this data in their
datasheets their statements must be compliant with
the results of the here described methods.

The manufacturers decide which data is determined
during a product qualification test (type test, design
test or by sampling) and which data is determined
during the individual final inspection of the prod-
uct.
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